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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-16: Essais — Moisissures

AVANT-PROPOS

1) | La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatién \mondjale\de nofmalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comi e.la CEIl)| La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les qiyestign de dans les
domames de Iélectncuté et de l'électronlque A cet effet, Ia CEl, e des Normes

national mteresse par le sujet traité peut participer. Les organisati 2t g2 entales et

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partlcape / collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisati par accord
entre les deux organisations.

2) | Les décisions ou accords officiels de la CEl en ceq S i i és par les
comités d'études ou sont représentés i gssant & ces questions,| expriment
dans la plus grande mesure possible dn a¢cord 3 jets examinés.

3) | Ces décisions constituent des recommandations,_i i publiées sous forme de normes, de rapports
techniques ou de guides et agréées cofime telles

4) | Dans le but d'encouragen|'unification i 2 > ités nationaux de la CEl s'engagent 3 appliquer
de fagon transparente{dans\toyte Ia hest ble, leg’Normes internationales de la CEl dans lelirs normes
nationales et régigpale : : entre la) Horme de Ia CEIl et la norme nationale oy régionale
correspondante do i 5 z

a été établie par le sous-comité 86B: Djspositifs
a fibres optiques, du comité d’études 86 de la CEIl:

La [Norme in@'
d’infterconnexiory ¢

Fibres optique

Le texte dg' ¢ o} su des documents suivants :
\ DIS Rapport de vote
86B/543/DIS 86B/623/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vgte ayant

abouti-a-approbation-de-cette-norme:

La CEIl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide

Partie 2: Essais

Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-16: Tests — Mould growth

FOREWORD

1) The JEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization™ for~standardization

complfiisi ¢ €
promdte international cooperation on all questions concerning standardization inthe glestri and\g pgnic

fields| To this end and in addition to other activities, the IEC publishes i ards eir
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee i s alt
with may participate in this preparatory work. International, governmentaha : izatipns

liaising with the IEC also participate in this preparation. The |IEC coH bor S S8 ional
Organlization for Standardization (ISO) in accordance with conditjers i the
two ofganizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tech i on
which|all the National Committees having a spe as
possiljle, an international consensus of opinié

3) They pave the form of recommendations for intexnation i i cal
reportp or guides and they are accepted by the {

4) In order to promote internatiopd ificati E 2 2 i iopal
Standards transparently to fk axi N i \ny
divergence between the IE grly
indicated in the latter.

internatio tic

interconn

The text ¢f this s n the following documents:

¥\ \ \D{S Report on voting

\/?68/543/ DIS 86B/623/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report jon
voting indicated inthe above table

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance

Part 2: Tests

Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS

A FIBRES OPTIQUES - METHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-16: Essais — Moisissures

1 Généralités

1.1

Domaine d'application et objet

L'gbjet de Ia presente partie de Ia CEl 1300 est de determmer lmﬂu ce des m0|5|s

les
im

matériaux résistants aux moisissures, et appliquant I'une des_de

sévyérité prescrite.

1.2

ex
La

1.2

La

maiisi
parti

d'in

Ce£te procédure doit étre effectuée conformément a |

Description générale

ent du spécimen sera vérifiée, aprés un

cimen sera vérifiée.

Le

ures sur
causes

a|partir de

selon la

&¢imen est

brescrite.

on tiendra

due des
né au spécimen. Si stipulé par Ia sp%iﬁcaﬁon

période

yasi-contamination par des substances nutritives, et tout Jommage
spécimen. Si stipulé par la spécification particuliere, leur inflyence sur

qui y est

faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 1300. Au moment
de la publication, I'édition indiquée était en vigueur. Tout document normatif est sujet a révision
et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEl 1300 sont invitées
a rechercher la possibilité d'appliquer I'édition la plus récente du document normatif indiqué ci-
aprés. Les membres de la CEl et de I'ISO possédent le registre des Normes internationales

act

uellement en vigueur.

CEIl 68-2-10: 1988, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai J et guide: Moisissures
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-16: Tests — Mould growth

1 General

1.1 Sco

materials

1.2 Gen

This prod
to the s
procedur

WA
give
1.2.1 V3

Variant 1
damage

functioning of the specim

eral description

edure is conducted in accordance with IEC 68-
pecified culture in a suitable environmental
e offers two variants.

RNING NOTE - There are potential hea
n to appendices A and C of IEC 68-2-10>

riant 1

assesses the exte
which may res

days.

1.2.2 Vagriant 2

Variant 3 assesses exte moutd growth after 28 days of incubation following qua
contaminjation Wi Yy iy physical damage which may result to the specimen
required py 2 ion; the functioning of the specimen shall be assessed.

1.3 Normative refer

The following normative document contains provisions which, through reference in this td
constitutg provisions of this part of IEC 1300. At the time of publication, the edition indica
was valids i j ist f <

cal
of
ant

ed
he

be

cal
he
84

Si-
If

xt,
ed

ed

on this part of IEC 1300 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent edition of the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain

registers

of currently valid International Standards.

IEC 68-2-10: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests J and guidance: Mould

growth
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2 Matériel
L'appareillage comprend les éléments suivants.

2.1 Chambre d'essai

Une chambre d'essai conforme aux prescriptions de la CEl 68-2-10, essai J.

2.2 Récipients

Des récipients en verre ou en matiére plastique équipés de couvercles hermétiques conformes

auxprescriptions de la CE} 68-2-10, essaiJ-

3 Procédure
3.1 Préparer le spécimen conformément a la spécification pa

3.2l Appliquer la procédure conformément a la CEl 68- indication ¢ontraire,
le gpécimen sera soumis a l'essai en conditions de repas.

3.3 A l'achévement de l'essai, examiner | er toutes les rgmarques
négessaires comme indiqué dans . li faut faire atteption au
gonflement des matériaux, au fis toute autre dégradation des
matériaux.

4 Bévérité

La [sévérité comprend le cultiver et la durée d'exposition définie par la
varjante d'essai. La ité doi e indiguée-dans la spécification particuliére.

Leq cultures o efités facultatives et peuvent étre spécifiées ppur cette
procédure, sont in

Leg

314

re:

Cultures et’spores a utiliser

Spécimen optiquement actif ou passif

— Spécimen accouplé ou désaccouplé

— Procédure de préconditionnement

— Procédure de post-conditionnement

— Examens et mesures initiaux et exigences fonctionnelles

— Examens et mesures en cours d'essai et exigences fonctionnelles
— Examens et mesures finaux et exigences fonctionnelles

— Ecarts par rapport a la procédure d'essai

- Critéres supplémentaires de succés/défaillance
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2 Apparatus
The apparatus consists of the following elements.

2.1 Environmental chamber

A suitable environmental chamber in accordance with IEC 68-2-10, test J.

2.2 Containers

Containers of glass or plastic with close-fitting lids in accordance with IEC 68-2-10, test J.

3 Procedure

3.1 Prgpare the specimen in accordance with the detail specificatior(

3.2 Copduct the procedure in accordance with IEC 68-2-10
specified] the specimen will be subjected to the test in a non-gperati

3.3 Upon completion of the test, examine the
observations as specified in the detail specification. Careful attentio
of materials, cracking, discolouration, and 2 \de

record all

4 Severjty

The sevdrity consists of the combination of th
of exposure as defined by i
specification.

Cultures | or spores,/ Wwhi
preferred severities i

in table 1.

severities and which may be specified

herwlise

necess

ry
ing

ion
ail

as

-~ Pre-conditioning procedure

— Post-conditioning procedure

- Initial examinations and measurements and performance requirements

~ Examinations and measurements during test and performance requirements
— Final examinations and measurements and performance requirements

— Deviations from test procedure

— Additional pass/fail criteria
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Tableau 1 — Sévérités

Culture type
Nom Lignée (a titre d'indication Nature
seulement)

Aspergillus niger V Tieghem ATCC 6275 Prolifére sur de nombreux
matériaux et résiste aux
sels cuivreux

Aspergillus terreus Thom. PQMD 82J Attaque les matériaux
plastiques

Aureobasidium pullulans | (De Barry) ATCC 9348 Attaq s peintures et|les

Amaud laques
N
Poecilomyces variotii Bainier 1AM 5001 ftaque\les\matietes
< \Q iquesietieguir
N
Penicillium funicolosum Thom. IAM 7013 ttaque e nombreux
\ tériqux, surtout les
xtiles
N\ e

Penicillium ochrochloron | Biourge ATEC 9112 \ siste aux sels cuivreyx et

attaque les matieres
lastiques et les textiles
paN A{r\ /\ P 9

Scopulariopsis (Sacc.) IAM 54 N\ Attaque le caoutchouc

brevicaulis Bain Var.

Glabra Thopt N

Trichoderma viride Pers. Ex. Fr. 06 Attaque la cellulose, les
textiles et les matiéres
plastiques

~_"

&
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Table 1 — Severities

No. Name Strain Typical culture Nature

(for guidance only)

1 Aspergillus niger V Tieghem ATCC 6275 Grows profusely on many
materials and is resistant to
copper salts

2 Aspergillus terreus Thom. PQMD 82J Attacks plastic materials

3 Aurmmm—mm—mcm—mnms

4 | Poetilomyces variotii Bainier 1AM 5001 Attacks p stics ?n\ea er
5 Penicillium funicolosum Thom. {AM 7013 man ate \>
M
6 Pentcillium ochrochloron Biourge ATCC 9112 to oop r salts
and
7 g o
7 Scopulariopsis brevicaulis | (Sacc.) {AM 514 Attacks rubber
Bain Var. Glabragho
NV, .
8 Trichoderma viride Pers. Ex. Fr. IAM506 Attacks cellulose, textiles

and plastics

(N
X

&@ =
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